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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

QUATRIEME COMPLEMENT A LA PUBLICATION 147-1 (1963)

Valeurs limites et caractéristiques essentielles des dispositifs
a semiconducteurs et principes généraux des méthodes de mesure

Premiére partie: Valeurs limites et caractéristique

2) Ces décisions constituent des recommandations_internatiopales &t sont agrées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d’encourager I'unification infernationaleNla S E I exprime le veeu que tous les Comités nationaux adoptent
dans leurs régles nationales le texte de\la reg mandationde @ CEI, dans la mesure o1 les conditions nationales le
permettent. Toute divergénce entre la regomma tion de 1a\CEI et la régle nationale correspondante doit, dans la

mesure du possible, &tfe indiquéé en temues clairs.dans cette> derniére.

PREFACE

Comités nationdux gour approbation suivant la Régle des Six Mois en janvier 1971.

Les pays suivants ont voté explicitement en faveur de la publication de ce projet:

Afrique du Sud Japon
Allemagne Pays-Bas
Australie Portugal
Belgique Roumanie
Canada Royaume-Uni
Corée (République Démocratique Suéde
et Populaire de) Suisse
Danemark Tchécoslovaquie
Finlande Turquie
France Union des Républiques
Israél Socialistes Soviétiques
Italie
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FOURTH SUPPLEMENT TO PUBLICATION 147-1 (1963)

Essential ratings and characteristics of semiconductor devices
and general principles of measuring methods

Part 1: Essential ratings and characteristics

FOREWORD

gence between the IEC recom
indicated in the latter.

47-1. Part 2 of the Recommendation, dealing with the General Principles of
blication 147-2.

The following countries voted explicitly in favour of publication of this draft:
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Australia Japan

Belgium Netherlands

Canada Portugal
Czechoslovakia Romania

Denmark South Africa
Finland Sweden

France Switzerland
Germany Turkey

Israel Union of Soviet
Italy Socialist Republics

Korea (Democratic People’s
Republic of)

United Kingdom
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La partie sur les temps de commutation des circuits intégrés combinatoires résulte des travaux qui ont débuté a Tokyo en
1965. Un projet, document 47(Bureau Central}163, a été diffusé aux Comités nationaux pour approbation suivant la Régle
des Six Mois en septembre 1967.

Les pays suivants ont voté explicitement en faveur de la publication de cette partie:

Afrique du Sud Japon

Allemagne Pays-Bas

Australie Pologne

Autriche Royaume-Uni
Belgique Suede

Canada : Suisse

Danemark Tchécoslovaquie
Etats-Unis d’Amérique Turquie

Finlande Union des Républiques
France Socialistes Soviétiques
ITtalie

4 Padoue en 1967. Un projet, document 47A(Burcau Central)9, a été diffusé
suivant la Regle des Six Mois en aoGit 1970.

Afrique du Sud
Allemagne
Australie
Belgique
Canada
Finlande
Israél
Italie
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S, S

The part on switching times of combinatorial integrated circuits results from the work started in Tokyo in 1965. A draft,
document 47(Central Office)163, was circulated to National Committees for approval under the Six Months’ Rule in Sep-
tember 1967.

The following countries voted explicitly in favour of publication of this part:

Australia Netherlands

Austria Poland

Belgium South Africa
Canada Sweden
Czechoslovakia Switzerland
Denmark Turkey

Finland Union of Soviet
France Socialist Republics
Germany United Kingdom
Ttaly United States of America
Japan

The part on essential dynamic characteristics of sequential digital circuits results from the work starfed.in Padua in 1967,
A draft, document 47A(Central Office)9, was circulated to National Committees for appro¥ ix Months® Rule
in August 1970.

Australia
Belgium
Canada
Czechoslovakia
Finland
Germany
Israel

Italy
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QUATRIEME COMPLEMENT A LA PUBLICATION 147-1 (1963)

Valeurs limites et caractéristiques essentielles des dispositifs
a semiconducteurs et principes généraux des méthodes de mesure

Premiére partie: Valeurs limites et caractéristiques essentielles

CHAPITRE VI: CIRCUITS INTEGRES DIGITAUX

Généralités
Les stipulations de cette section couvrent les circuits intégrés digit
fois bipolaires et MOS, sauf spécification contraire.

1.  Spécifications fonctionnelles

1.1 Schéma synoptique

donné.
Exemple:

Q Entrée >\) 0 Sortie
i

rcuit intégré digital a deux entrées

ar le circuit intégré digital devra étre

Masse

FIGURE 1

On peut distinguer les bornes suivantes:
a) Bornes d’alimentation, c’est-a-dire les bornes prévues pour &étre connectées aux alimentations;

b) Bornes d’entrée et de sortie, c’est-a-dire les bornes vers lesquelles ou a partir desquelles les signaux
circulent. Le terme «signal» comprend a la fois I'impulsion et des formes d’ondes plus complexes.

1.2 Fonction

La fonction réalisée par le circuit doit &tre spécifie, par exemple sous forme d’une table de
fonctionnement.
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FOURTH SUPPLEMENT TO PUBLICATION 147-1 (1963)

Essential ratings and characteristics of semiconductor devices
and general principles of measuring methods

Part 1: Essential ratings and characteristics

CHAPTER VI: DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS

General

The provisions of this section cover combinatorial and sequential digital if

y bipolar
and MOS circuits, unless otherwise specified.

1.  Functional specifications

1.1 Block diagram

A block diagram or equivalent circuit inform egrated circuit should be given.

Example:

@pu 1 \> ——O0 Output
Digital integrated circuit
having iwo inputs
u

Earth

FiGURE 1

The following terminals may be distinguished:
a) Supply terminals, i.e. terminals intended to be connected to the power supplies;

b) Input and output terminals, i.e. terminals into or out of which signals are passed. The term
“signal” includes both pulse and more complex waveforms.

1.2 Function

The function performed by the circuit should be specified, e.g. in the form of a function table.
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